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Sommario: In questa presentazione si illustreranno brevemente le 
moderne tecniche di microscopia a stilo, in particolare la microsco-
pia a effetto tunnel (STM) e la microscopia a forza atomica (AFM). 
Alcuni esempi serviranno a chiarire i principi di funzionamento della 
tecniche stesse e a mostrare risultati scientifici rilevanti, che ren-
dono questi strumenti importanti anche per la diagnostica di compo-
nenti e materiali elettronici. 

 
Lunedi' 20 aprile, ore 11 -13, aula E8 

 
I dottorandi e tutti gli altri interessati sono cordialmente invitati. 
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